NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM
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The Power to Change Energy Into Information

Oprogramowanie do spektrometrow Xenemetrix

magazynowania danych.

Analiza jakosciowa bazujgca na potfozen
linii energetycznych KLM, oznaczanie
potozenia pikdw sumarycznych i pikow
ucieczki. Rdzne mozliwosci prezentacji

iu

wykresdw w skali logarytmicznej, liniowej,

unipolarnej, bipolarnej. Automatyczna
identyfikacja pikow.
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Program nEXt jest kompatybilny z systemem Windows. Umozliwia w
prosty sposdb prowadzenie szybkich analiz jakosciowych i ilosciowych.

Cechy: automatyczna kontrola uktadu wzbudzenia i detekcji, zbierania i

Pakiet nEXt™

zarzadzanie pracg spektrometru
definiowanie procedur pomiarowych

tworzenie i  modyfikacja  metod

pomiarowych itp.

Modut EasyLauncher™

tatwy dostep do modutéow sterujacych i
analitycznych

upgrade oprogramowania

zdalny kontakt z centrum serwisowym
producenta
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Oprogramowanie nEXt

Dwa tryby pracy:

NIEZAWO:DNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM

® tryb uzytkownika do wykonywania pomiaréw wg zapisanych procedur

® tryb administratora do diagnostyki, modyfikacji

i tworzenia nowych procedur

pomiarowych (mozliwos¢ tworzenia list zadan dla ztozonych procedur)

Superuser

NEXT>>

<< BACK

Obrabianie widm:

® Nakfadanie, skalowanie i poréwnywanie widm
® Dodawanie i odejmowanie widm

® Matematyczna obrdbka

® |dentyfikacja pikow

® Automatyczne usuwanie pikow ucieczki

® Korekcja tta

® Rozdzielanie pikéw

® Statystyka graficzna
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . E““ISB“SG

Oprogramowanie nEXt

Analiza ilosciowa

e metody empiryczne i pdétempiryczne porownujgce prébki do wzorcow (krzywe
kalibracyjne)

e algorytmy analizy bezwzorcowej SLFP (StandardlLess Fundamental Paramaters) dla
probek z matrycg zawierajgcy pierwiastki lekkie, stopy metali, tlenki,

e metody fagczone

e tryb ,best match” wyszukujgcy najlepiej dopasowane widma z zapisanej bazy

==y |

Procedure | Acquistion Parameters | Elements of interest | Standards | Calculate coefficients | Reports | Crterion | Gaussian Fit Optimizer |
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NIEZAWODNA APARATURA DLA TWOJEGO LABORATORIUM . E““ISG“SG

Oprogramowanie nEXt

Batch El=fe]
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e Prezentacja wynikow w formie
raportow liczbowych i graficznych

e Raporty generowane w formacie
definiowanym przez uzytkownika

e Mozliwos¢ ustalania limitow dla testow
typu spetnia / nie spetnia

e Mozliwosé eksportu wszystkich
parametréw do programéw MS Word i
MS Excel

e Oprogramowanie niezwykle elastyczne.
Modyfikowane na potrzeby procedur
mogg by¢ praktycznie  wszystkie

parametry analiz i sprzetu.

Program Advanced Fundamental Parameters SLFP (opcja)

e Kompletna analiza XRF bezwzorcowa SLFP, z uzyciem wewnetrznej zaawansowane;j
bazy danych parametréw fundamentalnych (FP) uwzgledniajgca m.in.: wspotczynniki
absorpcji dla  poszczegdlnych  pierwiastkéw, wydajnos¢ fluorescencyjng,
prawdopodobienstwa przejs¢ itd., mozliwos¢ modelowania zachowania detektora i
zrédta promieniowania i wiele innych mozliwosci.
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